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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

____________ 

 
END-FACE IMAGE ANALYSIS PROCEDURE FOR THE CALIBRATION 

OF OPTICAL FIBRE GEOMETRY TEST SETS 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity 
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certification bodies. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 61745 has been prepared by IEC technical committee 86: Fibre 
optics. 

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1998, and constitutes 
a technical revision. 

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous 
edition: 

a) removal of the limitation of single mode optical fibre geometry test sets to include 
multimode; 

b) addition of a new annex as mathematical basis. 
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The text of this International Standard is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

86/510/CDV 86/516/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in 
the report on voting indicated in the above table. 

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the 
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to 
the specific document. At this date, the document will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

 

http://webstore.iec.ch/
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INTRODUCTION 

In the research and production environments, there exists a range of test methods for 
characterizing the geometry of optical fibres. Furthermore, each test method may determine 
one or more of the many parameters required for complete geometrical characterization. 
IEC 61745 describes the calibration of test sets that perform end-face image analysis, also 
known as "near-field" or "grey-scale" analysis. The principles, however, may be applied to test 
sets of a different type. 
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END-FACE IMAGE ANALYSIS PROCEDURE FOR THE CALIBRATION 
OF OPTICAL FIBRE GEOMETRY TEST SETS 

 
 
 

1 Scope 

This document describes the calibration of test sets that perform end-face image analysis, 
also known as "near-field" or "grey-scale" analysis. The principles, however, can be applied to 
test sets of a different type. 

The procedures outlined are performed by calibration laboratories and by the manufacturers 
or users of geometry test sets, for the purpose of calibrating geometry test sets and for 
evaluating the uncertainties in measurements made on calibrated test sets. The calibration of 
fibre coating or cable measurement test sets is not covered by this document. 

2 Normative references 

There are no normative references in this document. 

3 Terms and definitions 

For the purpose of this International Standard, the following definitions apply. 

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following 
addresses: 

• IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp 

3.1  
accredited calibration laboratory 
calibration laboratory authorized by an appropriate national organization to issue calibration 
certificates that demonstrates traceability to national standards 

3.2  
artefact 
object that is measured on or used to calibrate a geometry test set 

EXAMPLE An optical fibre and a chromium-on-glass pattern are examples of artefacts. 

3.3  
calibration 
set of operations that establish, under specified conditions, the relationship between the 
values of quantities indicated by a measuring instrument and the corresponding values 
realized by standards 

Note 1 to entry: The results of a calibration permit either the assignment of measurand values to the indications 
or the determination of corrections with respect to the indications. 

Note 2 to entry: A calibration may also determine other metrological properties such as the effects of influence 
quantities. 

Note 3 to entry: The result of a calibration may be recorded in a document, called a "calibration certificate" or a 
"calibration report". 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

____________ 

 
PROCÉDURE D'ANALYSE D'IMAGE D’EXTRÉMITÉ POUR L'ÉTALONNAGE 

DE DISPOSITIFS D'ESSAIS DE GÉOMÉTRIE DES FIBRES OPTIQUES 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 61745 a été établie par le comité d’études 86 de l'IEC: Fibres 
optiques. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1998, dont elle 
constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) retrait de la restriction des dispositifs d'essais de géométrie aux fibres optiques 
unimodales pour inclure les fibres optiques multimodales; 

b) ajout d'une nouvelle annexe portant sur les bases mathématiques. 
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The text of this International Standard is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

86/510/CDV 86/516/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in 
the report on voting indicated in the above table. 

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the 
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to 
the specific document. At this date, the document will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

 

http://webstore.iec.ch/
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INTRODUCTION 

Dans les environnements de la recherche et de la production, il existe une gamme de 
méthodes d'essais pour caractériser la géométrie des fibres optiques. En outre, chaque 
méthode d'essai peut déterminer un ou plusieurs paramètres exigés pour une caractérisation 
complète de la géométrie. L'IEC 61745 décrit l'étalonnage de dispositifs d'essais qui 
effectuent une analyse d'image d’extrémité, également appelée "analyse de champ proche" 
ou "analyse d'échelle de gris". Les principes peuvent toutefois être appliqués à des dispositifs 
d'essais d'un type différent. 
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PROCÉDURE D'ANALYSE D'IMAGE D’EXTRÉMITÉ POUR L'ÉTALONNAGE 
DE DISPOSITIFS D'ESSAIS DE GÉOMÉTRIE DES FIBRES OPTIQUES 

 
 
 

1 Domaine d'application 

Le présent document décrit l'étalonnage de dispositifs d'essais qui effectuent une analyse 
d'image d’extrémité, également appelée "analyse de champ proche" ou "analyse d'échelle de 
gris". Les principes peuvent toutefois être appliqués à des dispositifs d'essais d'un type 
différent. 

Les procédures indiquées sont réalisées par des laboratoires d'étalonnage et par les 
fabricants ou les utilisateurs de dispositifs d'essais de géométrie, à des fins d'étalonnage de 
dispositifs d’essais de géométrie et d'évaluation des incertitudes des mesures effectuées sur 
des dispositifs d'essais étalonnés. Le présent document ne couvre pas l'étalonnage de 
dispositifs d’essais de mesure de câbles ou de revêtements de fibres. 

2 Références normatives 

Le présent document ne contient aucune référence normative. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1  
laboratoire d'étalonnage agréé 
laboratoire d’étalonnage autorisé par l’organisation nationale compétente à émettre des 
certificats d’étalonnage qui démontrent la traçabilité aux étalons nationaux 

3.2  
artefact 
objet mesuré sur un dispositif d’essai de géométrie ou utilisé pour étalonner un dispositif 
d’essai de géométrie 

EXEMPLE Une fibre optique ou un motif en chrome sur verre sont des exemples d'artefacts. 

3.3  
étalonnage 
ensemble des opérations qui établissent, dans des conditions spécifiées, la relation entre les 
valeurs fournies par un appareil de mesure et les valeurs correspondantes fournies par des 
étalons 

Note 1 à l'article: Le résultat d’un étalonnage permet soit l’attribution des valeurs de mesurandes aux indications, 
soit la détermination de corrections par rapport aux indications. 

Note 2 à l'article: Un étalonnage peut également déterminer d’autres propriétés métrologiques, telles que les 
effets de grandeurs d’influence. 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp



